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Todos los programas de analisis de rugosidad
superficial tienen una alta operatividad y
pueden intercambiar datos entre ellos
mismos.El SURFPAKS 5] entra enfocado a los
modelos portatiles. Mientras que el
SURFPAK® S\ es para utilizarse en cuartos de
inspeccion y el SURFPAK® - PRO se ha
desarrollado para modelos con medicidn
superficial tridimensional.

. Hl software SURFPAK® hace facil la adminis-
tracion de datosdesde el drea defabricacion
al laboratorio y con el mismo formato se pue-
de utilizar para hacer la medic ién de la rugo-
sidad superficial y almacenar y analizar los
datos de medicidn.

. Eguipado conuna variedad de parametros de
evaluacion conforme a la mayoria de los
estandares mundiales y con varias funciones
de analisis.

. Permite al operario realizar una medician
completa, facil y rapidamente con un ratén.

. Bl método de contral de la maquina difiers
dependiendo del modelo,

SURFPAK

Software de Andlisis de Datos de Rugosidad

Rugosimetros §J, $U
ESPECIFICACIONES
Perfiles Evaluados P iperfil primario) R {perfil de rugosidad J, WCWCAWEWEA, perfil DIN47 76,
perfil residual, motif de rugosidad, motif de ondulacién
Pardmetros de avaluacian Ra, Rg. Rz By, Rz (J15), Ry (DIM), R, Rp, Rpmia, Rpi, R,

R't, Bti. R3zi, Ry, 5, P, (Ppil, S¢m, H5C, mr, 8¢, radio platau mrd, Rk, Rpk, Rk,
M1, Mrz, A3, Aq, ka0, Sk Ko, Lo, L A1, A2
Pardametros de rugosidad motif : R R, AR, 5R. SAR, NR, NCRX, CPM
Pardmetros de ondulacidn motif: Wie, W W AW, SW, SAW, MW

Graficasde analisis ADC, BACY, BAC2, grafica de fuente espectro,grafica de autocorrelacidn,
grafica de fuente aspactro Walsh, grifica de autocorralacidn Walsh, grifica
dedistribucidn de pendiente, grafica de distribucién decrastas locales,
graficas de distribucidn de pardmetros

Fittro digital 2CR-75%, 2CR-50%, 2CR-75%, (fase correqidal, 2CR-50% (fase corregida),
Gaussiano-50%.
Longitud de Cutoff Ao 0.025mm, 0.08mm, 2.5mm, Smim, 25mm
{001 pulg, 003pulg, 1 pula, 2pulg, 1pulg)
fl: Qua2rnim, 0.2 5mm, 0.8mim, 2.5mm, 8mem, 25mm

(.002pulg, .01 pulg. .03pulg, . Tpulg)
Fhi: oLoarnm, 0.2 5mim, 0uEmm, 2.5mim, &mm
(002pulg, .01 pulg, 02pulg, . Tpulg, 2puldg)
Longitud de muastrao (Li* 002 5mm, 0.8mm, 0. 25mm, (amim, 2.5mm, 2mm, 25mm
(00T pula. 002pulg, 01 pulg, 02pulg, T pula. 2pulg, Tpulg)
Funciones de compensacidn da Compensacidn daeinclinacién, compansacidn de plano R (superficie curva)l.
datos compensacidn eliptica, compensacidn de parabola, compensacidn de
hiperbola, compensacidn autormatica de |a curva cuadratica, compensadidn
polinominal, compensacién automatica polinominal
Funcidn de aliminacién de datos -« Eliminacidn de datos para prevenir emor por sobre velocidad
« Eliminacidn de datos anun rango aspecifico para realizar cilculos
+ Eliminacidn de datos automaticos de acuardo 3 las condiciones

Ampliacidn de registro Vartical: 1000 - 500,000
Horzortal: 1X - 10,000%
Funciones de generacion de « Funcidn de pegado de imagen de Bit-map
raportas « Funcidn de presentacién de datos multiples
Requerimiarntas 50 Windows®05Win dows® o Windows®2000Windows#XPE WindowsENT 4.0

*Longitud arbifraria pusde especificarse en d intervabe de Q0025 mmi B0 puka) & b medsdma bomgicud de recomide

Pardmetros de evaluacian 52,50, 55k, 5ku, 5A0, 53, 5z, 50, 51, 5p, SV, 5t, 53y efc

tridimeansional

Funciones del filtro Filtra de promedio mdwil, filtro Gaussiano

Compensacion de tendencia Compensacian de planos, compensacion de esfera, compensacicn
tridimansional cilindrica, cormpensacicn poligdrica

Funciones de analisis Desplisgua dela linea poliedrica en tras dimensionas, andlisis de corta da
Tridimensicnal seccidn, analisis BAC y ADC, andlisis de espectro, analisis de probabilildad de

distribucién,andlisis local de la distribucidn de crestas, andlisis de la
distribucién de pardmetros, realce de pendients
Funciones de analisis de datos  Incluye los mismos pardmetros de evaluacidn, andlisis de grificasy
bi-dimensicnal funcioneas como e SURFPAK-SV
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